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引  言

  JJF1032—2005《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准

规范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范

制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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漫反射测量光谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于波长范围为250nm~2500nm的用于漫反射测量的光谱仪 (以下简

称光谱仪)的校准。

2 引用文件

JJG1034—2008 光谱光度计标准滤光器检定规程

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3978 标准照明体和几何条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 光谱反射比 spectralreflectance
光谱反射比是指在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下,反射的

光谱通量与入射光谱通量之比。它的符号为ρ,单位为1。

3.2 光谱反射因数 spectralreflectancefactor
在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下,待测反射体在指定的圆

锥所限定的方向反射的光谱通量与相同照射 (或照明)条件下理想漫反射体在同一方向

反射的光谱通量之比。它的符号为R,单位为1。
注:被一个小立体角的射束照射 (或照明)的镜面反射体,如果给定的圆锥包含了源的镜反射

像,则反射因数可能远远大于1。

如果圆锥的立体角接近2πsr,则反射因数接近相同照明条件下的反射比;如果圆

锥立体角接近于零,则反射因数接近于相同照明条件下的辐亮度 (或光亮度)因数。

3.3 噪声 noise
指仪器中目标信号之外所有其他一切信号的总称,对于光谱仪而言,一般有两种噪

声:满档噪声和本底噪声。

3.4 漂移 drift
指仪器的基线随时间的变化量。

4 概述

用于漫反射测量的光谱仪是根据物质的分子对紫外区、可见区、近红外区辐射

(光)的选择性吸收,并通过对有定值的反射比标准板的比较测量实现光谱漫反射的相

对测量,从而实现材料特性测量的光学仪器。
光谱仪主要由光源、单色仪、反射附件、样品室、探测器、信号处理系统和显示存
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